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EMENTA 

 
Métodos baseados na absorção, emissão e espalhamento da radiação eletromagnética: 
conceitos fundamentais, sistemas de introdução de amostras, fontes de radiação, sistema 
ótico, detectores. Fenômenos de interferências e estratégias para correção. Aplicações 
analíticas para análise elementar. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO À ESPECTROMETRIA ATÔMICA 
 
1.1. Processos de emissão, absorção e fluorescência atômica; 
1.2. Espectros de absorção e emissão atômica; 
1.3. Lei de Beer. 

 

UNIDADE 2 – ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA 
 
2.1. Conceitos fundamentais; 
2.2. Espectrofotometria de absorção atômica com chama (FAAS); 
2.3. Espectrofotometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica (GF AAS); 
2.4. Espectrofotometria de absorção atômica por geração de hidretos; 
2.5. Espectrofotometria de absorção atômica com vapor frio; 
2.6. Principais componentes dos equipamentos; 
2.7. Interferências químicas e espectrais. 
 
UNIDADE 3 – ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ATÔMICA 
 
3.1. Conceitos fundamentais; 
3.2. Espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES); 
3.3. Espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS); 
3.4. Principais componentes dos equipamentos; 
3.5. Interferências químicas e espectrais. 
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UNIDADE 4 – ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X 
 
4.1. Conceitos fundamentais; 
4.2. Espectrometria de fluorescência de raios X por dispersão de comprimento de onda  
       (WDXRF); 
4.3. Espectrometria de fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF); 
4.4. Principais componentes dos equipamentos; 
4.5. Interferências químicas e espectrais. 
 
UNIDADE 5 – APLICAÇÕES ANALÍTICAS 
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